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摘要(译)

一种微创分析物检测装置及其使用方法。该系统和方法采用具有任选地
涂覆有物质的有源电极的装置，以及配置为至少部分地围绕有源电极的
对电极。辅助电极和有源电极的配置改善了通过器件的电流并增加了器
件的灵敏度。当将装置放置在患者皮肤上时，活性电极适于通过患者的
角质层进入深度小于真皮末端所在的真皮深度。将电势施加到有源电
极，并且基于流过器件的电流或电荷量确定分析物水平。
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